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Hlavni aktivity laboratore

B kompletni materidlova analyza - stano-
veni morfologie povrchu, morfologie
Castic, chemického slozeni a ur€eni
krystalové struktury material(i

pfiprava vzork( pro optickou a elektro-
novou mikroskopii (transmisni i rastro-

vac) Tk [ e e SR 2 1T

kvalitativni a kvantitativni analyza chemi-
ckého slozeni vzorkl pomoci rentgenové

Detailni micro/nano analyza
rGznych typl materiald

mikroanalyzy (EDS/WDS)

stanoveni fazového sloZeni materidll

a struktury, krystalové orientace a fazo- : — b k L I ' ¥
vého slozeni materialli pomoci EBSD ’ ' » -
zhotoveni 3D mikrofotografii na optickém Umve_r2|tn| centru“} energeticky -~ “
mikroskopu efektivnich budov CVUT v Praze ‘
4
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méfeni na polarizaénim mikroskopu Cilem centra je komplexné pomahat vzniku
v prochazejicim i odrazeném svétle staveb, které jsou energeticky efektivni,
pratelské k zivotnimu prostiedi a svym
obyvatelim poskytuji patficny komfort.

Kontakt:

Trinecka 1024,

273 43 Bustéhrad

mikroskop@uceeb.cz U C E E B
+420 224 354 758

+420 224 356 741




O laboratori

Laborator elektronové mikroskopie a mikro-
analyzy disponuje kompletnim vybavenim
pro pfipravu vzorkll jak pro elektronovou
tak pro optickou mikroskopii. Laborator
je zaméfena na zkoumani topologie,
morfologie, chemické, strukturni a fazové
slozeni materidld popf. uréeni jejich
krystalové orientace. Probiha zde rada
védecko-vyzkumnych aktivit v ramci spo-
luprace s akademickou obci a priimyslem.

Technické parametry FEG SEM
Merlin ZEISS

Zdroj elektron(: Schottkyho katoda
Urychlovaci napéti: 500V az 30 kV

12x az 2 000 000x
10 pA az 300 nA
Pracovni vzdalenost: 1 az 50 mm
Velikost vzorku:

Zvétseni:
Proud sondou:

primér az 330 mm,
vySka az 270 mm
Rotace v roviné: 360°

Naklon vzorku: -3° az +60°

Pristrojové vybaveni

Elektronova mikroskopie:

Rastrovaci elektronovy mikroskop se Schott-
kyho katodou FEG SEM Merlin

Energiové-disperzni spektrometr (EDS)

VInové-disperzni spektrometr (WDS)

Difrakce zpétné rozptylenych elektront (EBSD)

Skenovaci transmisni detektor (STEM)

Svételna mikroskopie:

mikroskop s transfokatorem a moznosti 3D
zobrazeni

polariza¢ni mikroskop

Kompletni vybaveni pro pFipravu vzorku:

presna délici pila, lapovaci stroj, automaticka
metalograficka bruska, vakuova komora pro
odplynéni vzorkl, elektrolyticka lesticka,
lontova lesticka

pristroj na nanaseni tenkych vrstev (uhlik,
zlato)

Reference

V ramci spoluprace s CVUT byla provedena
analyza struktury cementovych pojiv. Kromé
vlastni struktury cementového tmele je
analyzovan také vliv riiznych pfimési na finalni
hydratacni produkty v pojivu. Se spolec¢nosti
RUUKKI byla vypracovana studie svarovych
spoju ocele. Pomoci elektronové a svételné
mikroskopie byl realizovan vyzkum sklenénych
vlaken. Ve spolupraci s VarSavskou univerzitou
probiha materialovy vyzkum starych pojivovych
smési a omitek z oblasti jizniho Egypta
a severniho Sudanu.
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EDS spektrum sadrového krystalu pfi povrchu kameniva.



